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摘要(译)

本发明涉及一种超声波触觉器（ 1 ），一种测量系统（ 20 ）和一种包括
触觉器（ 1 ）的套件，方法（ 40 ）用于确定物体的属性（ 4 ），用于
操作的方法（ 40 ）和方法（ 50） ）用于校准触诊器（ 1 ）。为了便于
简单和精确地测量性质，本发明提供了触觉器（ 1 ）的耦合器（ 3 ）可
通过压力弹性变形（p） ），在物体测量过程中物体（ 4 ）和耦合器（ 
3 ）之间的作用，以及超声波通过耦合器的传播时间（ 3） ）用于确定
压力（p）。
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